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ZALACZNIK SPECJALNY 1 BN-81 ]
" ELEMENTY Elementy pélprzewodnikowe 3375-3500
POLPRZEWODNIKOWE 1 i T
Diedy pojemnosciowe -
Wymagania i badania ' BN-77/3375-35.00
' ‘ Zatqgcznik specjalny
Grupa kotologowa 1923
1. Przedmiot zatacznika, Przedmiotem zatacznika sa sowac tacznie z BN-81/3375-35, 00 do diod pojemnoscio -
zmiany i uzupetnienia wymagan | badarh dotyczace diod po-~ wych przeznaczonych dla odbibrcéw specjalnych.

Jemnoécidwych przeznaczonych do pracy w elektronicznych , '
: urzadzenliach specjalnych. 3. Zmiany - wg zatacznika specjalnego do PN-81/
2. Zakres stosowania zatacznika, Zatacznik nalety sto- T-01515 i tabl. 1 + 4. ‘

Tablica 1. Badania grupy A

o Plany i warunk! badai
Podstawowa jako#é Podwy2szona jako$é
Pod Opis badanlia = | i . Dane wg arku-
- Rodzaj badania wg PN-78/ sza szczegbto=
e T-01515 Poziom |y arunki Poziom | \werurkel |- wege
3 kontroti baikui kontroll adisils i
i AQL SR i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8
Al Sprawdzenie 1m; 1,5 1; 1,0 | sprawdzane
- wymiaréw (gtéwnych) 5.3.2 parametry
- wykonania cbudowy 5.3.3 geometrycz-
- trwatoéci | prawidto- 5.3.6 ne
woscl cechowania
A2 Sprawdzenle podstawowych 5:3.7 Il; 065 wg PN-74/ 11 0,4 - wg PN-74/ wartoscl gra-
parametréw slektrycznych: ' T-01504. 00 T-01504.00| niczne spraw-
[R , 2 ' dzanych pa-
1 c . é
Cm‘ (UR1) ) przy okre$ rametréw
lonym U, zblizonym do" . silskirysanych
A I warunki ich
maksymalnego pomiaru
i e
Ctot (UR 2) ) przy okres
lonym niskim Ugp
|
Ctot gUR 2! )
o (UR 1)
ACypy ¥
Ctotl ¥ C!olz
2
A3 Sprawdzenie drugorzed- 5.3.7 H; 1,0 |wgPN-74/ | I; i,0 wg PN-74/ Jw.
- | nych parametréw elek- T-01504, 00 T-01504. 00
trycznych:
‘r'.s lub
Q,
. Ab Sprawdzen’e paramet- 5.3.7 - I; 1,0 wg PN-74/ temperatura
h ' réw alektrycznych w in- T-01504.00| otoczenla,
nych temperaturach niz wartoscl gra- &
normalna temperatura ; niczne spraw-
otoczenia: dzanych pa-
I rametréw
R elektrycznych
i warunkl ich
pomliardw
Znak -~ oznacza, Ze badania nie przeprowadza sig.
') W normie przedmiotowej powinny by¢ okreélone co najmniej.dwa parametry.
' 2) Tylko dla diod parowanych.

Ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespoléw Elekironicznych UNITRA-ELEKTRON
dnia 30 listopada 1981 r. w porozumieniv z MON joko obowiqzuiqey od dnia 1 lipca 1982 r.

M-

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1982, Deuk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,90. Nakl, 2300483 Zam. 154/82 Cens zt 12,00
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i Tablica 2. Badania grupy B
Plany | warunki bada
Pod- {Opis badania wg " Pane wg arkusza
Rodzaj badania Pozio
grupa . PN-78/T-01515 kogtzri'orll Warunki szczegbltowego
i AGL badania
1 2 3 4 5 6
B1 Sprawdzenie ‘

- wytrzymatoscl 5.3. 21 S-4; 1,0 rodzaj i szczeg&-‘owe Wa-
mechaniczne] runki badania, wartoé$ci
wyprowadze# obcia2eth oraz liczba cykll

‘zginania
- szczelnofci 5.3, 27 préba Qi warunki badania, dopusz-
' czalny poziom nieszczel-
noécl lub zakresy wartoscl.
i warunki pomlaru sprawdza-
nych po badaniu paramet-
réw elektrycznych
B2 Sprawdzenie lutow- 5.3.5a) - S-4; 1,0 temperatura lu-
‘ noéci wyprowadzef towia 235 °C :
B3 Sprawdzenie wytrzy- 5 3.17 S-4; 1,0 1000 mm, 3 spadki pototenie w czasie spadku,
matosci na spadki zakresy wartosci | warunki
swobodne pomiaru sprawdzanych po
% i badaniu parametréw elek-
trycznych
B4 Sprawdzenie 2 .

- wytrzymatosci 5.3.16 S-4; 1,0 1470 m/s_ sposdb mocowanla korpusu
na udary wie- 3x1000 lub wyprowadzefi elementu,
lokrotne . * 2 zakresy warto$ci i warun-

- wytrzymatoéci 5.3.20 196 000 m/s” ki pomiaru sprawdzanych
na przyspiesze- | kierunek pro- po badaniu parametréw
nia state 1) blerczy, 1 min elektrycznych

Fd
Bs Sprawdzenie .

- wytrzymatoéci 5.3.12 S-4; 1,0 TA - tst - zakresy wartosci i warunkl
na hagte zmia- T =t 4 pomiaru sprawdzanych po
ny temperatury B stg max badaniu parametréw elek-

préba Na trycznych, metoda badania,
liczba cykli

- wytrzymatoé$ci 5.3.13 préba Ca, warunki pomiaru | granicz-
na wilgotne go-~ 4 doby ne wartosci kontrolowa-
raco state nych parametréw elektrycz-

lub lub Aysh

- szczelnosci 5.3. 27 prébaQl warunki badania, dopusz-

czalny poziom nieszczel-
nosci lub zakresy wartosci
i warunki pomiaru spraw=
dzanych parametréw
elektrycznych

B6 Sprawdzenie od- 5.3. 22 S-4; 0,65 25 °c,?) 150 h metoda badania, warunki

porno$ci na nara-
$enta .

obclaZzenia, zakregy war-
tosci  warunki pomiaru - ~
sprawdzanych po badaniu
parametréw elektrycznych

W uzasadnionych przypadkach, na tadanie przedstawiciela odbiorcy w uzgodnieniu z producentem, wybrane podgrupy

badat mogp byé stosowane dla diod podstawowej jakoéci; warunki badad - wg uzgodnien,

1) Jezell innej wartoéci nie podaje norma przedmiotowa.
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Tablica 3. Badania gr C

" Plany | warunki badai

Opls ba-
Pod- Redza] badania danla wg Podstawowa jako$é Podwy2 szonf.x jako$é Dane wg arkusza
grupa PN-78/ szczegStowego
T-01515 AQL Warunki AQL Warunki
badania badania
1 - 3 4 5 6 7 8
r C1 Sprawdzenie 1,5 -

- wytrzymatascl 5. 3. 21 rodzaj | szczegétowe wa-
mechaniczne] runki badania, wartoécl’
wyprowadzet %) obclazef,, liczba cykll

' zginania

= saczelnoéci - 5.3.27 préba QI rodza] badania, dopusz-
czalny poziom nieszczel-
nosci lub zakresy war-
toécl' | warunkl pomiaru
sprawdzanych paramet-

) réw elektrycznych
c2 ' Sprawdzenie

- parametréw 5.3.7 2,5 1,5 zakresy warto$cl, wa-

elektrycznych runki pomiaru spraw-
dzanych w czasie | po
badaniu parametréw
elektrycznych

- odpornoéci 5.3. 11 tamo max tamb max
na suche go~
raco

-odpornosci 5.3.9 o tamb i
na zimno

c3 Sprawdzenle 1,5 : 1,0

- masy wyrobu 5.3. 4 . masa wyrobu

- trwatosécl ce-
chowania 5.3.6.1 metoda badania

- lutownoscl wy- 5.3.5 temperatura temperatura zakresy wartoéci | wa-
prowadzen | wy- lutowia lutowla runki pomiaru sprawdza-
trzymatodc! na 235 °C, tem-~ 235 °C, tem~| nych po badaniu wytrzy-
ciepto lutowanla peratura ka- peratura ka-| matosci na ciepto luto-

pieli 350 °C pieli 350 °C wania parametréw elek-
trycznych
C4 Sprawdzenie 2,5 1,5 )

- wytrzymatosci 5.3.16 1470 m/s2 1470 m/s2 kierunki probiercze,
na udary wielo- 3x1000 3x1000 sposob mocowania kor-
krotne pusu lub wyprowadzer,

2 ' 2{ zakresy wartoéci | wa-

- wytrzymatoscl 5.3.18 6 h, 98 m/s 6 h, 196 mys il BT ST
na wlbracje o 10 + 2000 Hz 10 4+ 5000 Hz

dzanych parametréw
Zmisone] cage- fektrycznych
totliwosci ) B "

- wytrzymatoscina | 5.3.12 préba Na préba Na zakresy wartos$ci i wa-
nagf? zmiary tem- TA = tstg sl TA = t’tg il runki pomiaru sprawdza-
pera: 'y T =t T -t nych po badanlu para-~

B ‘stg max , B~ "stgmax metréw elektrycznych, -
liczba cykli

- wytrzymato$cina | 5.3.13 préba Ca préba Ca zakresy warto$ci i wa-
wilgotne goraco 21 d 2) 56 d runki pomiaru sprawdza-
state 10 d plastyk 21 d plastyk nych po badaniu para-

lub lub = metréw elektrycznych

-~ szczelnoécl 5. 4. 27 . prébaqQl préba QI warunk! badania,dopusz-

' czalny poziom nieszczel=~
noéci lub zakresy war-
toéci 1 warunki pomiaru
sprawdzanych po badaniu
parametréw elektrycz-
nych

C5 Nie stosuje sig
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cd. tabl. 3
‘ Plany i warunki badah '
, Opis ba-
- t - r a4 .
Pod- . dania wg Podstawowa jako$¢E PodwyZszona jakos$¢é Dane wg arkusza
grupa Patte] badanin PN-78/ w K szczegdtowego
W 5 .
T-01515 AQL arur-nkn AQL arunki
badania badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Cé6 Sprawdzenie odpor- 5.3.22 1,5 1000 h 1,0 1000 h metoda badania, warunki
noécl na narazenia obciatenia, zakresy war-
elektryczne tosSci i warunki pomiaru
sprawdzanych w czasie
i po badaniu parametréw
elektrycznych
Cc7 wd ie wyt - - k tosdci 1 -
Spra’ .zeme‘ ytrzy 5 8 1,5 tstg il 1,0 tstgmin zal r‘c_esy wartosci i wa
matosci na zimno runki pomiaru spraw-
1000 h 1000 h :
dzanych po badaniu pa~
rametréw elektrycznych
C8 Sprawdzenie wytrzy-| 5.3.10 1,0 t . 1,0 jw.
matoéci na suche go- stg max stg max
1000 h 1000 h
raco
(@) Sprawdzenie wytrzy-| 5.3.17 VoS 1000 mm - potoZzenie elementu w cza-
matosci na spadki : 3 spadki sie spadania, zakresy
swobodne . warto$ci | warunki po-
miaru sprawdzanych pa-
rametrow
Cc10 Sprawdzenie wy- 5 3.2 1,5 1,0 sprawdzane parametry
miardéw geometryczne

L)

Znak - oznacza, ze badania nie przeprowadza sie.

2) Dotyczy obuddw metalowych i catoszklanych.

1) Badania nie stosuje sig¢ dla diod w obudowach plastycznych.

Nie wypetniona kolumna ""warunki badanial'oznacza normalne warunki atmosferyczne, jezeli nie zostanie inacze] okres-
lone w arkuszu szczegdtowym.

Tablica 4. Badania grupy D

Opis badania

Plany i warunki

badan

Pod- Rod badani wg Podstawowa jako$é Podwyz2 szone jako$¢ Dane wg arkusza
grupa ozay becamns PN-78/T-01515 — szczegbtowego
Warunki arunki
AdL. badania AL badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Di Sprawdzenie od- 5.3.14 1,5 10 hPa 1,0 10 hPa temperatura badania, za-
pornosci na nis- kresy wartos$ci i warun-
kie ciénienie ) ki pomiaru sprawdza-
atmosferyczne ' nych w czasie | po ba-
daniu parametréw elek-
trycznych
D29 Sprawdzenie wy- 5.3.25 2,5 2,5 rodzaj rozpuszczalnika
trzymatoéci na
rozpuszczalniki
D31Y) | sprawdzenie 5.3. 26 2,5 2,5 rodzaj badania ,
palnosci
D4 z) Sprawdzenie wy- 5.3.23 2,5 1,5 stopier ‘dopuszczalnego
trzymatoéci na wzrostu grzybdw pleé-
plesh niowych, wymagania do-
tyczace uszkodzeli po-
wierzchniowych
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cd, tabl, 4
T Plany | warunki badaf
) Opis badania :
Pod- . wg Podstawowa jako$é PodwyZszona jakosé Dane wg arkusza
grupa [ Fodzal badania 15\ 78/T-01515 szczegbtowego
% \
Warunki : Warunki
AQL. badania G badania
D5%) | Sprawdzenie wy- 5.3.24 2,5 2d 1,5 4d potozenie diody w czaslie
trzymatoéci na ' badania, wymagania do-
mgte solna tyczace uszkodzefi po-
kryc galwanicznych
Dé Sprawdzenie od- 5. 3. 22 4,0 6500 h 2,5 |, 6500 h metoda badania, warun-
pornoéci na na- ki obciazenia, zakresy
razenia elek- wartosci i warunki po-
tryczne miaru sprawdzanych w
czasie | po badaniu pa-
rametréw elektrycznych
D7 Sprawdzenie od- - 1,5 kierunki probiercze,
pornosci na 2 sposoéb mocowania kor-
-~ udary wielo- 3.15 1470 m/s pusu lub wyprowadzen,
krotne . 50 udardw | zakresy wartosci | wa-
- wibracje o = 196 m/s2 runki pomiaru spraw-
zmienne] 5 10 + S000 Hz| dzanych w czasie | po
czestotli~ . 0,5h badaniu parametréw
woéci ' elektrycznych
D8 | Sprawdzenle wy- 5.3.19 - 2,5 98 m/s2 iw.
trzymatoéci na ) 80 Hz, :
wibracje o statej 30 h
czestotliiwosci

Znak - oznacza, 2e badania nie przeprowadza sig.

t) Badanie stosuje sig¢ dla diod w obudowach plastykowych.

Nie wypetniona kolumna "warunk! badania oznacza normalne warunki atmosferyczne, jezeli nie zostanie inaczej
okresSlone w arkuszu szczegStowym. )

' 2)8adanie stosuje sieg.przy zaméwieniu diod w wykonaniu tr-bpikalnym lub dla klimatu morskiego.

4._Uzupetnienia - wg zatacznika specjalnego do PN-81/T-01515 i tabl. 5.

Tablica 5. Parametry kontrolowane w badaniach grupy B, C i D

.

SEnptaaiile Nazwa parametru y Podgrupa badah
Parametru
IR prad wsteczny B1, B3, B4, Bs5, B6, C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8,
co, D1, D6, D7, D8 :
T, catkowita szeregowa rezystancja zastepcza B86, C6, C8, D6
CtOt 'pojemno$é diody - B6, C4, C6, C7, C8, D6,
. c2 _

KONIEC



